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1. Деформаційні залежності повних інтегральних інтенсивностей у дифрактометрії мікродефектів
монокристалів

2. Deformation dependences of the total integrated intensities in the diffractometry of defects of sigle crystals

Реферат:
1. Запропоновано нову модель деформаційної залежності, зокрема, залежності від пружного вигину (ПВ),
повної інтегральної відбивної здатності (ПІВЗ) монокристалів з випадково розподіленими дефектами (ВРД).
Ця модель враховує як ефекти екстинкції за рахунок розсіяння на ВРД у когерентній складовій ПІВЗ, яка
залежить від ПВ, так і вперше встановлену феноменологічно в роботі залежність від ПВ дифузної складової
ПІВЗ та обумовлених розсіянням на дефектах інтегральних факторів екстинкції бреггівської та дифузної
складових ПІВЗ. Це вперше дозволило дати адекватний кількісний опис спостережених експериментально
ефектів спільного впливу ВРД та ПВ на ПІВЗ. Зокрема, пояснено спостережені аномальні ефекти можливих в
залежності від величини ефектів екстинкції як адитивного (для малих величин), так і неадитивного (для
великих) впливів ВРД та ПВ на ПІВЗ. В результаті створено унікальний метод кількісної діагностики
характеристик ВРД в тому числі і нанорозмірних на основі вивчення деформаційних залежностей ПІВЗ.



2. The new model of the deformation dependence have been proposed, in particular, the elastic bend (EB)
dependence of the total integrated refflective power (TIRP) of the single crystals with the distributed at random
defects (DRD). This model takes in account both the extinction effects due to the scattering at the DRD in the
coherent TIRP component, which is dependent on EB, and also for the first time established phenomenologically in
paper the dependence on EB of the diffuse TIRP component and of the caused by scattering at defects integrated
factors of extinction of the bragg and diffuse TIRP components. This for the first time allowed to give the adequate
quantitative description of the experimentally observed effects of the joint influence of DRD and EB on TIRP. In
particular, the observed anomalous effects are explained of the possible depending on the value of the extinction
effects both additive (for small values), and nonadditive (for large values) influences of DRD and EB on TIRP. As a
consequence the unique method have been developed for the quantitative diagnostics of the DRD including
nanoscale characteristics on the basis of the TIRP deformation dependences investigation.
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